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1 KÄSITLUSALA 

See ISO 17294 osa määratleb induktiivsidestatud plasma massispektromeetria (ICP-MS) põhimõtted ja 
annab üldised juhised meetodi kasutamiseks elementide määramiseks vees. Üldjuhul tehakse mõõtmine 
vees, kuid analüüsida võib ka gaase, aure või tahkeid osakesi. See rahvusvaheline standard kehtib ICP-MS-
i kasutamise kohta vee analüüsimisel. 

Elementide lõplikku määramist kirjeldatakse iga elementide sarja ja maatriksi jaoks eraldi rahvusvahelises 
standardis. Selle rahvusvahelise standardi eraldiseisvad osad esitavad lugejale juhiseid meetodi 
põhiprintsiipide ja seadme seadistuse kohta. 

2 NORMIVIITED 

Allpool nimetatud dokumendid on vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib 
üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne (koos 
võimalike muudatustega). 

ISO Guide 30. Terms and definitions used in connection with reference materials 

ISO Guide 32. Calibration in analytical chemistry and use of certified reference materials  

ISO Guide 33. Uses of certified reference materials 

ISO 3534-1. Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: Probability and general statistical terms 

ISO 3696:1987. Water for analytical laboratory use — Specification and test methods 

ISO 5725-1. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General 
principles and definitions 

ISO 5725-2. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic 
method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method 

ISO 6206. Chemical products for industrial use — Sampling — Vocabulary 

ISO 6955. Analytical spectroscopic methods — Flame emission, atomic absorption and fluorescence —
Vocabulary 

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED 

Standardi rakendamisel kasutatakse standardites ISO 5725-1, ISO 6206, ISO 6955 ja juhendis ISO Guide 32 
ning allpool esitatud termineid ja määratlusi. 

3.1 
täpsus (accuracy) 
katsetulemuse ja aktsepteeritud referentsväärtuse kokkulangevus 

MÄRKUS Termini täpsus, kui seda kasutatakse vaadeldud väärtuste kogumile, kirjeldab juhuslike 
veakomponentide ja tavapäraste süstemaatiliste veakomponentide kombinatsiooni. Täpsus hõlmab kordustäpsust ja 
tõesust. 

3.2 
analüüt (analyte) 
määratav element (määratavad elemendid) 
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